Udaje z profesijného Zivotopisu uchadzaéa konania na vymenovanie profesora

Meno, priezvisko, rodné priezvisko

Jarmila Miillerova, rod. Kuf¢akova

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogickeé tituly, vedecké hodnosti

doc. RNDr. PhD.

Rok narodenia

1956

Udaje o vysokoSkolskom vzdelani, dalSom
akademickom raste a absolvovanom dalSom
vzdelavani

2003 habilitacia v odbore Fyzika kondenzovanych latok a
akustika na Elektrotechnickej fakulte Zilinskej univerzity v
Ziline, hodnost docent od 1. 3. 2004

1988 CSc. - kandidat fyzikalno —matematickych vied, odbor
kvantova elektronika a optika na MFF UK Bratislava,
opravnenie pouzivat titul PhD. uznané Univerzitou
Komenského v r.2002

1981 rigorézna skuska (RNDr.), odbor fyzikalna elektronika
a optika - nelinearna a koheren¢na optika na Matematicko-
fyzikélnej fakulte UK Bratislava

1975 - 1980 Prirodovedeckd fakulta Univerzity
Komenského Bratislava, odbor fyzika, Specializacia
experimentalna fyzika — fyzika plazmy a radiofyzika

1990 vSeobecnd Statna jazykova skuska z anglického
jazyka na Jazykovej Skole pri Gymnaziu M.M.Hodzu v Lipt.
Mikulasi

Udaje o priebehu zamestnani a priebehu
pedagogickej innosti

1. 3. 2003 - doteraz Elektrotechnicka fakulta Zilinskej
univerzity v Ziline, Detadované pracovisko Liptovsky
Mikulas, od 1.4.2012 Institut Aurela Stodolu

od 1. 7. 2012 riaditelka InStititu Aurela Stodolu,
vzdelavacieho a vedecko-vyskumného pracoviska EF ZU
so sidlom v Liptovskom Mikulasi

2008 — 2012 poverena zastupovanim dekana EF ZU na
Detasovanom pracovisku EF ZU v Liptovskom Mikulasi
2008 — 2012 veduca Katedry zakladov inZinierstva EF ZU
2007 - poverena vedenim Katedry zakladov inZinierstva EF
ZU

od 1.3.2013 - funkéné miesto profesor

1.9.2004 - 28.2. 2013 - funkEné miesto docent

2003 - 2004 odborn asistentka

1993 - 2003 Katedra fyziky, Fakulta logistiky, Vojenska
akadémia, Liptovsky Mikula$, pozicia: odborna asistentka,
pozicia: 2000 - 2002  poverena vedenim skupiny
vSeobecnej fyziky, pozicia: 2002 — 2003 veduca skupiny
vSeobecnej fyziky

1983 - 1993 Katedra mikroelektroniky a laserovej techniky,
od r.1990 premenovana na Katedru optoelektroniky, VVTS
Liptovsky Mikulas, pozicia: odborna asistentka

1980 - 1983 Katedra experimentalnej fyziky, Matematicko —
fyzikalna fakulta UK, Bratislava, pozicia: interné aSpirantka

Udaje o odbornom alebo umeleckom zamerani

optika, optické vlastnosti objemovych materialov, tenkych
vrstiev a tenkovrstvovych Struktur, vyskum optickych prvkov
pre fyzicku vrstvu optickych sieti

Udaje o publikagnej ¢innosti

Monografia:

Mallerovd, J.: Spekirofotometria tenkych vrstiev. Vydala
Slovenskd elektrotechnickd spolognost, Pobocka pri
Vojenskej akadémii v Liptovskom MikuldSi. Liptovsky
Mikulas 2004, 3,42 AH, ISBN 80-968711-7-X Percentualny
podiel: 100 %, Kod publikacie: AAB

UCebnica:

Millerova, J.: Vyuzitie maticovych metod v optike. EDIS -
vydavatelstvo ZU v Ziline. 2013. Vydala Zilinska univerzita
v Ziline/EDIS — vydavatelstvo ZU, ISBN 978-80-554-0765-4.
AH 7,56. Percentualny podiel 100 %.




Skripta:

KuCerova, A., Millerova, J.: Fyzika v prikladoch. 1. vyd.
Liptovsky Mikula$ : Vojenskd akadémia, 2002. 164 s. 44
obr., 11 tab. Lit..15 zazn. ISBN 80-8040-183-7

Sutta, P., Milllerova, J.: Fyzika 1. 1. vyd. Liptovsky Mikulas
: Vojenské akadémia, 2001. 2 zv. 258 s. 151 obr., 1 tab. Lit.
29 zazn. 1: Mechanika, 2: Elektrina a magnetizmus, ISBN
80-8040-166-7

Ohlasy na vedeckl alebo umelecku pracu

Citacie: 112, z toho 98 zahraniénych (62 SCI), Hirschov

index =5

Pozvané prednéSky na medzinarodnych konferenciach:

1. Determination of parameters and thickness of thin
films deposited on absorbing substrates using their
reflection spectra. In: 24 Workshop Solid State
Surfaces and Interfaces II. SSSI-Il, June 20-22, 2000,
Bratislava

2. Extraction of Optical Patameters of Thin Films from
Spectral Measurements for Design and Optical
Performance of Multilayer Structures. In: 34 Workshop
SSSI Solid State Surfaces and Interfaces I,
November 19 - 21, 2002, Smolenice

3. Structural and optical studies of Si thin films: from
amorphous to nanocrystalline silicon. 4t International
Workshop on  Solid State Surfaces and Interfaces
SSSI12004, November 8 — 11, 2004, Smolenice

4. Optical characterization of polysilicon thin films for
solar applications. International Conference Solar
Renewable Energy News SREN 2005, Firenze, ltaly,
7th April 2005

5. Characterization of the Amorphous to Polycrystalline
Transition with Nano-size Grains in PECVD Growth of
Si:H - Optical and Structural Properties. 1st
International Workshop Semiconductor Nanocrystals
SEMINANO 2005, Budapest,  Hungary/11th
September 2005

6. On the role of hydrogen in microstructure of
hydrogenated silicon thin films. 5% International
Workshop on  Solid State Surfaces and Interfaces
SSSI 2006, November 19 - 23, 2006, Smolenice

7. Microstructure related optical characterization of thin
films for solar applications. 16th Polish-Czech-Slovak
Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of
Contemporary Optics, Polanica Zdr¢j, Poland 8. — 12.
9. 2008

8.  Super-separation thin film filtering for coexistence-type
colorless WDM-PON networks. 13th International
Conference on Transparent Optical Networks ICTON
2011, Stockholm, Svédsko, 27. - 30. jan 2011

9. Optika tenkych vrstiev z pohladu skumania ich
mikro$truktury. 17. konferencia slovenskych a éeskych
fyzikov, Zilina, 5. - 8. 9. 2011

10. On wavelength blocking for XG-PON coexistence with
GPON and WDM-PON networks.ICTON 2012 14th
international conference on transparent optical
networks 2 - 5 July, 2012, University of Warwick,
Coventry, UK

11. Steep optical filtering for next generation optical
access networks. 18th Czech-Polish-Slovak optical
conference on Wave and Quantum Aspects of
Contemporary Optics September 3-7, 2012 Ostravice,
Czech Republic. Olomouc, Palacky university, 2012.

12. Wavelength protection within coexistence of current
and next-generaton PON networks.15th ICTON




International Conference on Transparent Optical
Networks, 23 — 27 June 2013, Cartagena, Spain

Clenstvo vo vedeckych vyboroch medzinarodnych
konferencii: 23

9. Pocet doktorandov, ktorym je alebo bol Skolitefom 3 ( Ing. Libor Ladanyi, dennd forma, od 1.9.2011, po
s ur¢enim, kolki z nich $tadium ku driu vyhotovenia dizertaCnej skuSke, Ing. DuSan Koréek, externd forma, od
Zivotopisu riadne skongili 1.9.2009, po dizertacnej skuske, Ing. Lubomir Scholtz,

(denna forma, od 1.9.2013)
2 (Ing. Erik Gemzicky - obhajoba 2010, Mgr. EliSka Jurisova
- obhajoba 2012)

10. | Nazov Studijného odboru, v ktorom sa konanie Elektrotechnoldgie a materialy
uskuto¢iuje

11. | Téma inauguracnej prednasky Pokrocilé materialy pre fotoniku a diagnostika ich vlastnosti




